NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM . Envlsense

Spektrometr emisji optycznej ze zbudzeniem
iskrowym S-OES

Poly .t Neo

ARUN

POLYSPEK NEO

Spektrometr emisyjny PolySpek NEO z detektorem CCD o wielokatowej optyce to najnowszy
produkt opracowany przez innowatoréw spektrometrii z detekcjg CCD - firme ARUN Technology.

POLYSPEK NEO

» Doskonata optyka i dobra wydajnosé
» Mozliwosc¢ analizy petnego zakresu dostepnych komercyjnie stopéw metali.
» Do kazdego spektrometru mozna dowolnie dobiera¢ nowe bazy i matryce kalibracyjne
ograniczajgc koszty zakupu nowego sprzetu. Kazda nowa, oryginalnie wykonana

ibracja obejmuje dostarczenie kompletu prébek do standaryzacji.
alibracje: stopy aluminium, stale, zeliwa, staliwa, stopy na bazie miedzi

kow lekkich C, Si, S, P, Mg w niskich zawartosciach
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NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Zalety serii PolySpek NEO

> Zakres spektralny w zaleznosci od kalibracji od 130 do 68
Rozdzielczos¢ od 0.026 do 0.055 nm w zaleznosci od zakresu
Wysoka wydajnos¢ pomiardw

Nie wymaga pompy prézniowej ani skomplikowanej instalacji
Stanowisko z otwartg iskrg przystosowane dla matych i duzych probek
Szybkie analizy wielopierwiastkowe

Kilka systemdéw optycznych

Wielopierwiastkowy system detekcyjny CCD w kazdym uktadzie optycznym

Y VVV VY VY

Uktady optyczne posiadajace holograficzng siatke dyfrakcyjna

Cate widmo rejestrowane przez detektor, ktéry zawiera ponad 400 000 pikseli.
mpaktowe rozmiary i zwarta budowa — wygodny do ustawienia na biurku
je ze standardowym komputerem klasy PC, wyjscia do monitora i klawiatury

owania urzgdzeniem za pomocg zintegrowanego ekranu

e A-PLUS/SPARCS kompatybilne z systemem Windows
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NIEZAWObNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

System optyczny

Y

Dtugosc¢ ogniskowej spektrometru 250 nm
Zestaw miniaturowych systemoéw optycznych

Y V VY

Zakres dtugosci fal maksymalny 130-680 nm w zaleznosci od aplikacji

Obudowa uszczelniona od kurzu i zanieczyszczen

Zestaw holograficznych siatek dyfrakcyjnych 850-1650 rowkéw na mm
niczona liczba kanatéw pomiaréw pierwiastkdw ustalana programowo
ofilowanie elektroniczne, brak ruchomych elementéw

Zrédto wzbudzenia

» Czestotliwos$¢ do 600 Hz

» Catkowicie monolityczny uktad z wewn
stabilizacja

> Zrédto iskry o wysokiej precyzji (tuk
skondensowany)

» Czestotliwosé, poziom energii i czas

kontrolowane z oprogramowania

re-iskra o wysokiej energii

etry wybierane automatycznie przez
5lne programy analityczne

Stanowisko iskrzenia

» Otwarta iskra dla préb duzych im
» Stanowisko ptukane argonem, ekono
zuzycie argonu - zréznicowany poziom
przeptywu w czasie analiz i w trybie stand b
» Specjalny oszczedny dozownik argonu
» Zoptymalizowana droga przeptywu argonu
dla utrzymania odpowiedniego poziomu
transmisji
Elektroda wolframowa o przedtuzonej
zywotnosci
omatyczny zacisk dla prébek
dejmowana podstawka prébki

czyszczenie komory

Dodatkowe media i

» Do pracy urzadzenia konie
jest argon o czystosci 99,9999

» Opcjonalna ptuczka azotowa
do pomiardéw z zakresu UV

> Narzedzia potrzebne do

pobierania i przygotowania

robki zalezne od typu metalu

zlifierka, nozyce itp.

ARUN

TECHNOLOGY

METAL Sc4s Limited

Warunki pracy urzadz
i jego przechowywania
» Temperatura pracy: 0-35 °C

Temperatura przechowywania:
do 70 °C
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Kontrola i przetwarzanie

» Zewnetrzny komputer klasy PC
» System operacyjny Windows
Porty komunikacyjne USB
jonalny ekran dotykowy

Oprogramowanie A-PLUS / SPARCS

Identyfikacja typow stopdéw
Opcja weryfikacji (spetnia/nie spetnia wymogi — w trybie PASS/FAIL)
Fabrycznie kalibrowane programy CRM

Automatyczna korekcja zaktdcen miedzypierwiastkowych
Wyswietlanie pojedynczych lub wielu analiz

Wyswietlanie wartosci Srednich, odchylen standardowych lub wzglednych odchylen

Y VV V VY

standardowych
Kontrola systemu wypalania
ryzacja kazdego programu dla uzytkownika

ja konfigurowana przez uzytkownika

tylko z opcjonalnym ekranem dotykowym)

Jakos¢ i komunikacja Wymagania elektrycz

» Generator raportéw

» Przesytanie danych do arkuszy Ex

> Zapis parametrow wypalan dla poro
graficznych

» Zapis historii wszystkich dziatar na dysku
twardym

» Przechowywanie i przesytanie wszystkich

danych z HDD na USB

Opcjonalny transfer danych przez sie¢

omunikacyjna

nos¢ z dostepnymi na rynku

i kontroli jakosci i SPC

» Uniwersalny zakres napiecia:
90-260 V AC, 50-60 Hz
Automatyczne dostosowanie
iecia i stabilizacja

Waga i wymiary

» Wymiary analizatora 720 x 559
x 305 mm

Waga w opakowaniu — 55 kg
standardéw)

Zastrzegamy mozliwos¢ zmian specyfikacji bez uprzedniej informacji
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